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まえがき 

 

 この規格は，一般社団法人 電子情報技術産業協会／半導体標準化専門委員会／半導体製品技術委員会

／オプトデバイスサブコミッティ／JEITA ED-4912A（LED）改正プロジェクトグループが作成したもの

である。 

 この規格は，著作権法によって保護されている著作物であるため，許可なくこの規格の一部又は全てを

複製・転載することを禁止する。 

 この規格は，この規格の一部が，工業所有権（特許権，実用新案権，意匠権など）に抵触する可能性に

関係なく制定されている。一般社団法人 電子情報技術産業協会は，このような工業所有権に係る確認に

ついて，責任はもたない。 

 この規格制定によって，JEITA ED-4912A:2018 は改正され，この規格に置き換られた。 
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発 光 ダ イ オ ー ド 
Light Emitting Diodes 

 

1 適用範囲 

 この規格は，主として電子機器，装置などに使用する発光ダイオード（以下，LED という。）について規

定する。 

ここでいう LED は，発光源としての機能に限定し，単一の LED パッケージのほか，複数の LED パッ

ケージ又は LED チップによる集合型の LED 光源を含む。 

また，ヒートスプレッダ及び／又はその機能を受けもつ端子構造を設けて，ヒートシンク及び／又は金

属基板に取り付けることを前提として定格を許容する方式の LED を含む。 

駆動回路を一体化させた，ユニット，モジュール及び LED アレイには適用しない。 

製品のタイプは，次の 6 分類とする。 

a) LED パッケージ 

b) LED 面表示 

c) LED 数字表示及び英数字表示 

d) LED ドットマトリクス 

e) 赤外 LED 

f) 紫外 LED 

 

2 引用規格及び文書 

 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

a) JEITA 規格 

JEITA ED-4701 規格群  半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法 

JEITA EDR-4901 LED 及びフォトカプラ用語 

b) 日本産業規格（以下，JIS という。） 

JIS C 0617 規格群 電気用図記号 

JIS C 1102 規格群 直動式指示電気計器 

JIS C 7526 光度標準電球 

JIS H 2141 銀地金 

JIS Z 8113 照明用語 

JIS Z 8781-3 測色－第３部：CIE 三刺激値 

JIS Z 8724 色の測定方法－光源色 

JIS Z 9015 規格群  計数値検査に対する抜取検査手順 

JIS C 60068-1   環境試験方法－電気・電子－第１部：通則及び指針 

JIS C 60068-2-17 環境試験方法－電気・電子－封止（気密性）試験方法 

JIS C 60068-2-60  環境試験方法－電気・電子－第２－６０部：混合ガス流腐食試験 

c) IEC（International Electrotechnical Commission：国際電気標準会議）規格 

IEC 60747-5-8 Optoelectronic devices - Test method of optoelectronic efficiencies of light emitting  

diodes 




